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摘要(译)

本发明涉及一种用于平板显示器的组合检测电路，其应用组合电路来检
测液晶显示器薄膜晶体管阵列（LCD TFT阵列）制造工艺的布局。该方
法使用多个开关和连接线来引导短环布局和短路布局，使得在设计布局
时，面板制造商将不限于检测设施。因此，可以充分应用任何布局设施
的检测，并且开关用于自由切换各种检测方法，从而提高产量并降低成
本。
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